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Feld Nr. I Grundlage des Berichts 



1 . HJnsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. °Pracne. in aer sie 

D Efi r l ericht b r uht f!" f o iner 9 b ® rse & ln 8 aus der Originalsprache in die folgende Sprache 

be. der es s.ch um d.e Sprache der Ubersetzung handelt, die for folgenden Zweck eingereicht worden ist 

□ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12 4) 

□ internationale vorlaufige Priifung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter die d*m 

— * — *" ass a 

Beschreibung, Seiten 

1 " 1 5 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1 ~ 22 eingegangen am 29.07.2004 mit Schreiben vom 1 9.07.2004 
Zeichnungen, Blatter 

1/4 " 4y4 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

sUutS^ Und ^ der 6tWai9en da2U9eh5rigen Tabe,,en " slehe Z^atzfeld betreffend das 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind foigende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Biatt/Abb. 

□ Sequenzprotokol! (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabeilen (genaue Angaben)- 
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(SSsss* 8- **' * berden °**«-««-- * KSS^^SXa,^ 

□ Beschreibung: Seite 
S Anspruche: Nr. 1,18 

□ Zeichnungen: Biatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabelien (genaue Angaben): 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATE NTIERB AR KEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT7EP2004/000251 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 



Ja: Anspruche 
Nein: Anspruche 
Ja: Anspruche 
Nein: Anspruche 
Ja: Anspruche: 
Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



1-17,19,20 

18,21,22 
1-17 

18-22 
1-22 



Feld Nr. VII Bestfmmte Mangel der internationalen Anmeldunn 



Es wurde festgestellt, daB die Internationale Anmeldung nach Form Oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt I 

Grundlage des Bescheides 

Die nach Artikel 19(1) PCT beim Internationalen Biiro eingereichten Anderungen 
bringen Sachverhalte ein, die im Widerspruch zu Artikel 19(2) PCT uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgehen 
Es handelt sich dabei urn folgende Anderungen: 

Unabhan aiaer Verfahrensansp nirh 1 • 
Ersetzung der urspriinglichen Formulierung 

"wobei die erste BeleuchtungsqueUe (40) Licht im kurzwelligen sichtbaren Bereich 
emittiert" 
durch 

"wobei die erste BeleuchtungsqueUe (40) kurzwelliges Licht im fur den 
bildgebenden Sensor (42) sichtbaren Bereich emittiert''. 

Unabhanaiaer Vorri chtunasanspruch 1ft - 
Ersetzung der ursprung lichen Formulierung 

'•die eine erste BeleuchtungsqueUe (40) aufweist, deren Emissionsspektrum 
kurzwelliges sichtbares Licht umfasst" 
durch 

"wobei das Emissionsspektrum derersten BeleuchtungsqueUe (40) kurzwelliges, 
fur den bildgebenden Sensor (42) sichtbares Licht umfasst". 

Die neuen Formulierungen erweitern den Schutzbereich des Anspruchs, da die 
emittierte Wellenlange nur mehr relativ zu einem nicht naher spezifizierten 
bildgebenden Sensor definiert wird und daher alle Wellenlangenbereiche umfasst fur 
die es entsprechende Sensoren gibt (z.B. auch UV, Infrarot etc.). 

Die Beschreibung offenbart, dass zum Nachweis von fehlerhaften Stellen in der 
Schutzschicht ("Streuzentren) ausschliesslich Licht im kurzwelligen sichtbaren 
Spektralbereich verwendet wird (vgl. S. 4, Z. 18; S. 4, Z. 24-26; S. 6, Z. 22-23- S 10 Z 
29-8. 11.Z. 1). ' " ' 

Die Abbildungen 5 und 6b zeigen die Kennlinien einer BeleuchtungsqueUe, die im 
Bereich zwischen 300 und 370 nm emittiert. Dabei dient jedoch der UV-Bereich 
emittierte Anteil lediglich der Fluoreszenzanregung der durchsichtigen Schutzschicht 
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Zum Nachweis von streuenden Defekten wird der im kurzwelligen sichtbaren Bereich 
emittierte Anteil verwendet, was man auch daraus erkennt, dass der fur die Kamera 
sichtbare Bereich erst bei etwa 350 nm beginnt. 

Bei der folgenden Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tatigkeit werden die 
oben genannten Anderungen daher nicht beriicksichtigt. 



Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung 
dieser Feststellung 

1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : US 5 459 330 A D2: US 4 725 139 A 

D3: US 2003/011 760 A1 D4: US 2002/1 35758 A1 

2. Verfahrensanspruche 

Das Dokument D1 offenbart ein optisches Verfahren zur Untersuchung einer 
durchsichtigen Glasscheibe im Hinblick auf fehlerhafte Stellen, wobei die 
Glasscheibe mit Licht der Wellenlange 633 nm (HeNe-Laser) beieuchtet wird, das 
eingestrahlte Licht in die Glasscheibe eindringt, an den fehlerhaften Stellen 
ruckgestreutes Licht von einer Kamera erfaBt wird und die fehlerhaften Stellen 
durch die lokale Zunahme der Intensitat des von der Kamera erfaBten Lichts im 
Bereich der fehlerhaften Stellen erkannt werden (vgl. Spalte 2, Zeile 50 - Spalte 3 
Zeile 3; Abb. 3). 

Das Verfahren gemaB dem unabhangigen Anspruch 1 unterscheidet sich hiervon 
dadurch, daB 

a) es fehlerhafte Stellen im Innern und unterhalb einer durchsichtigen 
Schutzschicht detektiert werden sollen, wobei die durchsichtige 
Schutzschicht zumindest teilweise eine farblich gemusterte Oberflache 
bedeckt; 

b) das eingestrahlte Licht im kurzwelligen sichtbaren Bereich liegt. 
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33 (2) PCT). 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann darin gesehen 
werden, 

a) ein Verfahren zum Nachweis von fehlerhaften Stellen im Innern und 
unterhalb einer auf einer farblich gemusterten Oberflache angebrachten 
durchsichtigen Schutzschicht bereitzustellen; 

b) das aus D1 bekannte Verfahren dahingehend zu modifizieren, daB 
oberflachennahe Defekte mit groBerer Genauigkeit erkannt werden konnen. 

Das Dokument D2 beschreibt ein optisches Verfahren zum Nachweis von 
Defekten an der Oberflache und im Innern einer durchsichtigen Glasscheibe, 
wobei die Wellenlange des eingestrahlten Lichts je nach gewtinschter 
Eindnngtiefe im Spektralbereich von UV bis IR gewahlt wird, wobei insbesondere 
der Ubergangsbereich zwischen UV und sichtbarem Licht erwahnt wird (vgl 
Spalte 3, Zeilen 27-55). 

Merkmal b) wird daher durch D1 in Verbindung mit D2 nahegelegt. 

Die Anwendung der in D1 und D2 beschriebenen Verfahren zur Kontrolle einer auf 
einer farblich gemusterten Oberflache aufgebrachten durchsichtigen 
Schutzschicht (Merkmal a)) wird durch diese Dokumente weder offenbart noch 
nahegelegt. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 und der von diesem abhangigen Anspriiche 2- 
17 wird daher als erfinderisch erachtet (Art. 33(3) PCT). 

3. Vorrichtungsanspruche 

Das Dokument D3 offenbart eine zur optischen Kontrolle einer auf einer farblich 
gemusterten Oberflache angebrachten durchsichtigen Schutzschicht geeignete 
Vorrichtung (vgl. Abb. 3) mit 

einer ersten Beleuchtungsquelle, deren Emissionsspektrum kurzwelliges 
sichtbares Licht umfaBt (vgl. Absatz [0043]: Argon Laser) und 

einem der ersten Beleuchtungsquelle zugeordneten bildgebenden Sensor, 
der geeignet ist, an fehlerhaften Stellen innerhalb der Schutzschicht gestreutes 
Licht zu erfassen, wobei die fehlerhaften Stellen durch eine lokale Zunahme des 
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von dem bildgebenden Sensor erfaBten Lichts im Bereich der fehlerhaften Stellen 
erkannt werden konnen (vgl. Absatze [0056], [0058], [0061]). 

Der Gegenstand des Anspruchs 18 ist daher nicht neu (Art. 33(2) PCT). 

D3 nimmt auch den Gegenstand des Anspruche 21 und 22 vorweq (vol Absatz 
[0054]; Abbildung3). ' 

Die Gegenstand des Anspruchs 19 wird durch D3 in Verbindung mit D4 (vgl 
Absatze [0009], [01 92], [021 7], [021 8]) nahegelegt. 

Die Gegenstand des Anspruchs 20 wird als im Rahmen fachublichen Handelns 
liegend erachtet. 



Zu Punkt VII 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 



1 



Im Widerspruch zu Regel 5.1 (a) (ii) PCT werden die Dokumente D1-D4 in der 
Beschreibung weder genannt noch wird der darin offenbarte einschlagige Stand 
der Technik diskutiert. 

Im Widerspruch zu Regel 11.13 (m) PCT wird in den Abbildungen 1 und 2 der 
Reflexkanal mit dem Bezugszeichen 22 bezeichnet, in der Abbildung 6a jedoch 
mit dem Bezugszeichen 32, wobei letzteres wiederum in Abbildung 3 fur den von 
der Lichtquelle 24 ausgehenden Lichtstrahl verwendet wird. 

Das in der Abbildung 5 verwendete Bezugszeichen 54 taucht nicht in der 
Beschreibung auf (Regel 1 1.13 (I) PCT). 



***** 
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Patentanspriiche 



1. Verfahren zur optischen Kontrolle einer durchsichtigen Schutzschicht (14) 
und einer farblich gemusterten Oberflache (12)^ wobei die durchsichtige 
Schutzschicht (14) zumindest teilweise die farblich gemusterte Oberflache 
(12) bedeckt, mit einer ersten Beleuchtungsquelle (40) und mit einem der 
ersten Beleuchtungsquelle zugeordneten bildgebenden Sensor (42), 

dadurch gekennzeichnet, daB 

zur Erkennung von fehlerhaften Stellen (30) im Innem und unterhalb der 
durchsichtigen Schutzschicht (14) die Schutzschicht (14) mit von der 
Beleuchtungsquelle (40) emittiertem Licht beleuchtet wird, wobei die erste 
" Beleuchtungsquelle (40) kurzwelliges Licht im fur den bildgebenden Sensor 
(42) sichtbaren Bereich emittiert und das auf die Oberflache auftreffende Licht 
zumindest teilweise in die Schutzschicht (14) eindringt und an den 
fehlerhaften Stellen (30) gestreut wird, daB an den fehlerhaften Stellen (30) 
ruckgestreutes Licht von dem bildgebenden Sensor (42) erfaBt wird und daB 
die fehlerhaften Stellen (30) durch die lokale Zunahme der Intensitat des von 
dem bildgebenden Sensor (42) erfaBten Lichts im Bereich der fehlerhaften 
Stellen (30) erkannt werden. 

2. Verfahren nach Anspnich 1, dadurch gekennzeichnet, daB der der ersten 
Beleuchtungsquelle (40) zugeordnete bildgebende Sensor (42) im 
wesentlichen nur im Wellenlangenbereich des von der ersten 
Beleuchtungsquelle (40) emittierten Lichts empfindlich ist. 
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3. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daB 
die erste Beleuchtungsquelle (40) und der der ersten Beleuchtimgsquelte 
(40) zugeordnete bildgebende Sensor (42) senkrecht fiber der Oberflaehe 
der durchsichtigen Schutzschicht (14) angeordnet sind. 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche J bis 3, dadurch gekennzeichnet daB 
die fehlerhaften Stellen (30) triibe Stellen in" der durchsichtigen 
Schutzschicht (14) sind. 

^Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dafl 
das^on-dere^^^ 

T *Z J- " . 



- - n -j * w xxx 1U1U1 cuier 

Linie auf die Oberflaehe der durchsichtigen Schutzschicht (14) abgebildet 
wird und daB die durch das rfickgestreute licht im Bereich der 
fehlerhaften Stellen (30) bedingte Verbreiterung der Linie auf der 
Oberflaehe der Schutzschicht (14) durch den bildgebenden Sensor (42) 
erfaflt wird: 

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dafi 
eine zweite Beleuchtungsquelle (46) vorgesehen ist, die Licht mit einer 
ersten Wellenlange (*,) emittiert, das die Schutzschicht (14) zur 
Fluoreszenz von Licht mit einer zweiten, von der ersten Wellenlange ' 
unterschiedlichen Wellenlange (X 2 ) anregt, daB das Fluoreszenzlicht durch 
einen der zweiten Beleuchtungsquelle (46) zugeordneten bildgebenden 
Sensor erfaflt wird,. und daB fehlerhafte SteUen (50) in der durchsichtigen 
Schutzschicht (14) durch lokale Anderungen der Intensity des 
Fluoreszenzlichts erkannt werden. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB der der zweiten 
Beleuchtungsquelle (46) zugeordnete bildgebende Sensor im 
Wellenlangenbereich der zweiten Wellenlange <**) eine hohere 
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Empfindlichkei, aulweis, ais to Wellenlangenbereicl, der emen 
Wellenlange (Xj). 

8. Verfahren nach einen, der Ansprache 6 od er 7. dadurch gekennzeictoe,, 
daB das vo n der zwei.cn Belebchhtegscuelle (46) entoferte Ucht in Form 
enter Linie aaf die Oberflache der dnrchsichoge. Sctotacbich. (14) 
abgebi.de, and daB die dnrch Andernngen der LtonsiG, des 

Flooreszenzlich.s hading* Anderung der IntenaM. der Linie aaf der 
OberfHcto der b^sparenten Schmzschich, (1 4) von dem bildgebenden 
Sensor erfaBtwird. 



9. Verfahten nacb einen, der Anspruche 6 bis 8, dadnrch getennzeichne. daB 

Oberflache snri, d,e nich. von der dnnasichtigen Sctotochich. (I4) 
bedeckt sind. v ' 



lO-Verfahten nacb einen, der vorhergehenden Ansprtche, dadu^h 
gekennzeictoe, daB ais erate Belenchb,ngs <l neUe (40) nnd ais zweto 
Be..ochto,g Sq oe>,e (46) eine einzige Beleocltongsanelle (4.) verwend« 
wira. 

H. Verfahren nach einen, der vorhergehenden AnsprBche, dadareh 
gekennzeictoe. daB Parbfehler in der toblich gen.nsterten OberfHcto 
(12) dnrch einen fcrbfihigen bildgebenden Sensor (20) erfaBtwerden. 

12-Verfbhren nach einen, der vorhergehenden Ansprtohe, dadurch 
gekennzeichn* daB zur Erfassnng von FeUem m ^ ^ 
durohaichdgen Sctatzschich, (14) en. gerichte.er, von enter Alton 
Bdenchtungs^eUe (24) emtoerter Lteblsbnhl an der Oberfliche der 
SctotzschJch, (.4) refleMer, wird, daB das reflektorte Lich, von einen, 
der drilten Beleachtenga,^,,. (24) zageordneten bildgebenden Sensor 
(26) erfaB. vrird, nnd daB die Fehler an der Oberfflche 6cr tonsparento, 
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Schutzschicht (14) durch Anderungen der Intensity des von dem 
bildgebenden Sensor (26) erfaflten Lichts erkannt werden. 

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, dafi verschiedene bildgebende Sensoren (20, 26, 42) mit 
den jeweUigen zugeordneten Beleuchtungsquellen (18, 32, 41) 
voneinander abgeschinnt sind.. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet* dafi die 
verschiedenen biJdgebenden Sensoren (20, 26, 42) mit den jeweiligen 

^&^<*en^e^^^ 

abgeschinnt sind, daB sie in unterschiedlichen, nicht fiberlappenden 
Wellenlangenbereichen arbeiten. 

,15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, da/3 die erste (41) 
und dritte (24) Beleuchtungsquelle Licht in unterschiedlichen, nicht 
fiberlappenden Wellenlangenbereichen emittieren, und d'afl die der ersten 
bzw. dritten Beleuchtungsquelle (41, 24) zugeordneten bildgebenden 
Sensoren (42, 26) in unterschiedlichen, nicht fiberlappenden 
Wellenlangenbereichen empfindlich sind. 

16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, daB die farblich gemusterten Oberflacben (12) und die 
durchsichtige Schutzschicht (14) Teile von Laminatbodenelementen sind, 
wobei die Laminatbodenelemente Tragerelemente (10) aus Holz oder 
Kunststoff umfassen, auf denen mehrfarbig bedruckte Folien (11) mit 
einer farbtich gemusterten Oberflache (12) angeordnet sind, die von einer 
durchsichtigen Schutzschicht (14) bedeckt sind. 

17. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Oberflache der durchsichtigen Schutzschicht (14) 
mit einer eingepragten Struktur versehen ist 
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18 . Anontaung zur „ ptisdlen Kontro|le ^ Schnt2schich| 
04) und etaer farb.ieh gemmterten 0berfljche (i2) ^ ^ 

dorchs,eh„ge Sehntzsehieh, (14) ^ 

!™ ° berf,aChe " 2 > b *«<« - «• ein. ers* Beleoebtnngsnoelle 
(40) ™d ei nen der ersten BeleoehtnngsooeUe (40) 

Mdgebenden Sensor (42) anfweist, wobei das Emissionsspelcmen der 
ersten Mrt^a, (40, kurzwelliges, fur den bildgebenden Sense, 
. (42 stchtbares Licb, unrfaBt, und bei der der bildgebende Sensor (42) an 
feWerhaaen SteHen (30) in, (nnem und un,erha.b der dn.bsieh.igen 
- ^ ChiCh, . ( L 4J **t-^U*. erfaBt und die fehJerhaften Stellen 
(30) dnreh die lokale Zunahme der Intensiti, des von dem biidgebenden" 
Sensor (42) erfaBten Lichts nn Bereieh der fehleruaften S,ellen (30) 
erkannt werden konnen. 

19,Anordnn„g naeh Anspruob IS, dad.ncb gekenuzeichnet, dan eine zweite 
Beleuehtupgs^eUe (46) m it Abslmd „ ^ koI1|K>1|ieraiden 
durehsiehdgen Sehutachieu. (14) angeordnet H wobei die zweit. 
Betaohnnrgsqnelle (45) Lich. nti, einer ersten WeUenlinge ^ das 
*e Schutesehicn. (,4) 2 ur Ftaoreszeuz „. Licbt ^ ^ ^ 
der ersten WeUenlinge untersebiedlichen WeUenlinge anregt, nnd daB ein 
der zweiten BeleuehtuugsqueHe (46) zugeordneter bildgebender Sensor 
vorgeseien is., der so angeordnet ia, daB er das Fhtoreszenzlieh. der 
Sehuteclich. (14) erfassen kann, wobei fehlerhafte Sullen (30) in der 
durebsiehtigen Sehntzsehieh, (14) dtneh lokale /brdernngen der Intensiti, 
des Fluoreszenzliehts erkannt werden kdnnen. 

O.Anordnuog naeb einent der Anspnlehe M „,„ 19 , daduic „ 
gekennzeiehnet, daB ein farbflhiger bildgebender Sensor (20) znr 
Erfnssung von FarbfebJern in der fcrblieh gemnsterten Oberfliehe (12) 
vorgesehen ist. 
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21. Anordnung nach einem der Anspruche 18 bis 20, dadurch gekennzeichnet, 
daiJ eine dritte Beleuchtungsqueile (24) mit Abstand zu der zu 
kontrollierenden Schut2schicht (14) angeordnet ist, dafl ein der dritten 
Beleuchtungsqueile (24) zugeordneter bildgebender Sensor (26) ebenfalls 
mit Abstand und unter dem gleichen Winkel wie die Beleuchtungsqueile 
(24) bezuglich der zu kontrollierenden Schutzschicht (14) angeordnet ist, 
und wobei der bildgebende Sensor (26) zur Erfassung von Fehlern an der 
Oberflache der Schutzschicht das von der dritten Beleuchtungsqueile (24) 
emittierte und an der Oberflache der Schutzschicht (14) feflektierte Licht 
erfassen kann. 

22. Anordnung nach einem der Anspriiche 1 9 bis 20, dadurch gekennzeichnet, 
daC verschiedene bildgebende Sensoren (20, 26,- 42) mit den jeweiligen 
zugeordneten Beleuchtungsquellen (18, 32, 41) optisch voneinander 
abgeschinnt sind. 



